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Narodni predmluva
Zmény proti predchozi normé

Obsah predchozi normy, IEC 747-5:1992 (zavedené jako CSN IEC 745-5+A1+A2) byl technicky
prepracovan a rozdélen do nasledujicich norem takto:

IEC 60747-5 Diskrétni polovodi¢ové soucastky a integrované obvody

- IEC 60747-- - Optoelektronické soucastky - VSeobecné (pojmy a terminologie)
-1:1997

- IEC 60747-- - Optoelektronické soucastky - Zakladni mezni a charakteristické
-2:1997 hodnoty

- IEC 60747-- - Optoelektronické soucastky - Metody méreni

-3:1997

IEC 61747 Zobrazovaci soucastky s kapalnymi krystaly a polovodiCové

- IEC 61747- - Kmenova specifikace

1:1998

- IEC 61747- - Dil¢i specifikace - Zobrazovaci moduly s kapalnymi krystaly
2:1999

- IEC 61747- - Dil¢i specifikace - Zobrazovaci buriky s kapalnymi krystaly
3:1998

- IEC 61747- - Moduly a bunky s kapalnymi krystaly - Zakladni mezni a
4:1998 charakteristické hodnoty

- IEC 61747- - Metody zkousek klimatickych, trvanlivosti a zkouSek
5:1998 mechanickych

IEC 62007 Optoelektronické soucastky pro systémy s optickymi viakny

- IEC 62007- - Zakladni mezni a charakteristické hodnoty

1:1999

- IEC 62007- - Metody méfeni

2:1999

Citované normy

IEC 60065:1985 zavedena v CSN EN 60065+A11:2001 (36 7000) PoZadavky na bezpe¢nost
elektronickych pfistrojl, napajenych ze sité, pro domaci a podobné pouZiti

IEC 60068-2-1:1990 zavedena v CSN EN 60068-2-1+A1:1995 (34 5791) Zkousky vlivu prostfedi. Cast 2-1:
Zkousky. Zkouska A: Chlad (obsahuje zménu A1:1993) (idt EN 60068-2-1:1993+A1:1993 + A2:1994)

IEC 60068-2-2:1974 zavedena v CSN EN 60068-2-2+A1:1996 (34 5791) Z&kladni zkousky vlivu prostredi.
Cést 2-2: Zkousky. Zkouska B: Suché teplo (obsahuje zmé&nu A1:1993) (idt IEC 68-2-2:1974+A1:1993
+ A2:1994)

IEC 60068-2-3:1969 zavedena v CSN 34 5791-2-3:1992 Elektrotechnické a elektronické vyrobky.
Zékladni zkousky vlivu vnéjsich ¢initell prostfedi. Cast 2-3: Zkouska Ca: Zkouska vihkym teplem
konstantnim (idt HD 323.2.3 S2:1987; idt IEC 68-2-3:1969)

IEC 60068-2-6:1995 zavedena v CSN EN 60068-2-6: 1996 (34 5791) Zkouseni vliv( prostfedi. Cast 2-6:



Zkousky. Zkouska Fc: Vibrace (sinusové) (idt IEC 68-2-6:1995+Corr.1995)

IEC 60068-2-14:1984 zavedena v CSN EN 60068-2-14:2000 (34 5791) Zkouseni vliv(i prostiedi. Cast 2-14:
Zkouska N: Zména teploty (idt IEC 68-2-14:1984)

IEC 60068-2-17:1994 zavedena v CSN EN 60068-2-17:1997 (34 5791) Zkouseni vliv(l prostiedi. Cast 2-14:
Zkouska Q: Hermetic¢nost (idt IEC 68-2-17:1994)

IEC 60068-2-27:1987 zavedena v CSN EN 60068-2-27:1995 (34 5791) Zkou3eni vlivdl prostiedi. Cast 2-27:
Zkousky. Zkouska Ea a ndvod: Udery (idt IEC 68-2-27:1987)

IEC 60068-2-30:1980 zavedena v CSN EN 60068-2-30:2000 (34 5791) Zkouseni vliv(i prostiedi. Cast 2-30:
ZkousSka Db a navod: Vihké teplo cyklické (12 + 12 h cyklus) (idt IEC 68-2-30:1980 + A1:1985)

IEC 60306-1:1969 dosud nezavedena

IEC 60661-1:1992 zavedena v CSN 33 0420-1:1998 Elektrotechnické predpisy - Koordinace izolace
elektrickych zafizeni nizkého napéti - Cast 1: Zasady, pozadavky a zkousky (eqv HD 625.1 S1:1996,
mod IEC 664-1:1992)

IEC 60695-2-2:1991 zavedena v CSN EN 60695-2-2:1995 (34 5615) Zkou$eni pozarniho nebezpedi -
Cést 2: Zkudebni metody - Oddil 2: Zkouska plamenem jehlového hofaku (idt IEC 695-2-2:1991)
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IEC 60747-5-1:1997 zavedena v CSN EN 60747-5-1:2002 (35 8797) Diskrétni polovodi¢ové soucéstky
a integrované obvody - Cést 5-1: Optoelektronické souc¢astky - V3eobecné

IEC 60747-5-3:1997 zavedena v CSN EN 60747-5-3:2002 (35 8797) Diskrétni polovodi¢ové sou¢astky
a integrované obvody - Cast 5-3: Optoelektronické sou¢astky - Metody méteni

Informativni GUdaje z IEC 60747-5-2:1997

Mezinarodni norma IEC 60747-5-2 byla pfipravena subkomisi 47C: Optoelektronické a zobrazovaci
soucastky, technické komise IEC TC 47: Polovodicové soucastky.

Toto prvni vydani ¢asteCné nahrazuje druhé vydani IEC 60747-5:1992 a predstavuje jeho technickou
revizi (viz téz rejstrik krizovych odkazl v priloze A).

Méla by se pouzivat spolu s IEC 60747-1, IEC 62007-1 a IEC 62007-2.

Text této normy vychazi ¢aste¢né z IEC 60747-5:1992 a ¢astecné z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Priloha A je pouze informativni.

Priloha B je nedilnou soucasti této normy.



Vysvétlivky k textu prevzaté normy

Anglicky termin Pouzivané terminy Pouzity termin
characteristics - charakteristické hodnoty charakteristické hodnoty

- charakteristické parametry
comparative tracking | - srovnavaci index odolnosti proti index odolnosti proti plazivym
index plazivym proudum proud&m

- index odolnosti proti plazivym

prouddim

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly k ¢lankdim 7.3 a 8.6.3.1 dopInény informativni narodni poznamky.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurédk, CSc.

Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jiff Forejt.
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EVROPSKA NORMA EN 60747-5-2
EUROPEAN STANDARD Cervenec 2001

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 31.260

Diskrétni polovodi¢ové soucastky a integrované obvody

Cést 5-2: Optoelektronické soutastky - Zakladni mezni

a charakteristické hodnoty

(IEC 60747-5-2:1997)

Discrete semiconductor devices and integrated circuits

Part 5-2: Optoelectronic devices - Essential ratings and characteristics
(IEC 60747-5-2:1997)

Dispositifs discrets a semiconducteurs et Einzel-Halbleiterbauelemente und integrierte
circuits intégrés Schaltungen
Partie 5-2: Dispositifs optoélectroniques - Teil 5-2: Optoelektronische Bauelemente -

Valeurs limites et caractéristiques essentielles Wessentliche Grenz- und Kennwerte
(CEI 60747-5-2:1997) (IEC 60747-5-2:1997)



Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2000-12-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC

Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli Ref.
C. EN 60747-5-2:2001 E

prostredky jsou vyhrazena narodnim ¢lendm CENELEC.
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Predmluva

Text mezinarodni normy IEC 60747-5-2:1997 vypracovany SC 47C, Plocha panelova zobrazovaci
zafizeni, technické komise IEC TC 47, PolovodiCové soucastky byl predlozen k Jednotnému
schvalovacimu postupu a byl schvalen CENELEC jako EN 60747-5-2 dne 2000-12-01 bez jakychkoliv
modifikaci.

Tato norma by méla byt pouzivana spolu s IEC 60747-1, EN 62007-1 a EN 62007-2.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni (dop) 2002-01-01
vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni

- nejzazsi datum pro zruSeni narodnich norem, (dow)  2004-01-01
které jsou s EN v rozporu

Prilohy oznacené jako ,normativni” jsou soucasti této normy.
Prilohy oznacené jako ,informativni” jsou uréeny pouze pro informaci.

V této normé je normativni pfiloha B a ZA a informativni pfiloha A.



Prilohu ZA doplnil CENELEC.
Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy IEC 60747-5-2:1997 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 60747 uvadi zakladni mezni a charakteristické hodnoty nasledujicich kategorii a
podkategorii optoelektronickych soucdastek, které nejsou uréeny k tomu, aby byly pouzivany pro
systémy nebo podsystémy s optickymi viakny:

- Polovodicové fotoemitory, vCetné:
- svétlo emitujicich diod (LED);
- infralervené emitujicich diod (IRED);

- laserovych diod.



- Polovodicové fotoelektrické detektory, vcetné:
-  fotodiod;
- fototranzistord.
- Polovodicové fotocitlivé soucastky.
- Polovodicové soucastky, které vyuzivaji pro vnitfni ¢innost optické zareni, véetné:

- spojovacich foto¢lent / optoclend.

2 Normativni odkazy

Soucasti této normy jsou i ustanoveni dale uvedenych norem, na néz jsou odkazy v textu této ¢asti IEC
60747.V dobé uverejnéni této mezinarodni normy byla platna uvedena vydani. VSechny normy podléhaiji
revizim a UCastnici, ktefi uzaviraji dohody na podkladé této casti IEC 60747, by méli vyuzit nejnovéjsiho
vydani dale uvedenych norem. Clenové IEC a ISO udrzuji seznamy platnych mezinarodnich norem.

IEC 60065:1985 Pozadavky na bezpecnost elektronickych pristrojl, napajenych ze sité, pro domaci a
podobné pouziti

(Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general
use)

IEC 60068-2-1:1990 Zkouseni vliv{ prostiedi - Cast 2: Zkousdky - Zkousky A: Chlad
(Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold)

IEC 60068-2-2:1974 Zkouseni vlivdl prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkousky B: Suché teplo
(Environmental testing - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat)

IEC 60068-2-3:1969 Zkouseni vlivi prostiedi - Cast 2: Zkousky - Zkouska Ca: VIhké teplo konstantn{
(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady state)

IEC 60068-2-6:1995 Zkouseni vlivd prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkouska Fc: Vibrace (sinusové)
(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal))

IEC 60068-2-14:1984 Zkouseni vlivl prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkouska N: Zména teploty
(Environmental testing - Part 2: Tests - Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-17:1994 Zkouseni vliv(l prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkoudka Q: Hermeti¢nost
(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Q: Sealing)

IEC 60068-2-27:1987 Zkouseni vliv(l prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkoudka Ea a navod: Udery

(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock)



IEC 60068-2-30:1980 Zkouseni vliv(l prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkoudka Db a navod: VIhké teplo
cyklické (12 + 12 h cyklus)

(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60306-1:1969 Mé&feni fotocitlivych sou¢éstek - Cast 1: Zakladni doporuceni
(Measurement of photosensitive devices - Part 1: Basic recommendations)

IEC 60664-1:1992 Koordinace izolace elektrickych zafizeni nizkého napéti - Cést 1: Zasady, pozadavky
a zkousky

(Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Princioles, requirements
and tests)

Strana 10

IEC 60695-2-2:1991 Zkoudeni pozarniho nebezpedi - Cast 2: Zkusebni metody - Oddil 2: Zkouska
plamenem jehlového horaku

(Fire hazard testing - Part 2: Terst methods - Section 2: Needle-flame test)

IEC 60747-5-1:1997 Diskrétni polovodi¢ové soutastky a integrované obvody - Cést 5-1: Optoelektronické
soucastky - VSeobecné

(Discrete semiconductor devices and integrated circuits - Part 5-1: Optoelectronic devices - General)

|EC 60747-5-3:1997 Diskrétni polovoditové soutastky a integrované obvody - Cst 5-3: Optoelektronické
soucastky - Metody méreni

(Discrete semiconductor devices and integrated circuits - Part 5-3: Optoelectronic devices - Measuring
methods)

-- Vynechany text --



